4. Vady obrazu (artefakty)

SPM obrazy patii mezi nejsnadnéji interpretovatelné obrazky ze vSech
mikroskopickych technik. V porovnanim se svételnou nebo elektronovou mikroskopii
odpadaji problémy s difrakci elektromagnetickych vin nebo elektronti. Uréeni a hodnoceni
nerovnosti typu prohlubni ¢i vy¢nélkl, mize pfindSet ve svételném mikroskopu problémy
z divodu malé hloubky ostrosti a v ptipad¢ elektronového mikroskopu z diivodu zkresleni
pii ndklonech preparatu.

SPM nabiraji 3D data. V SPM obraze je vycnélek tvoien zietelnym pikem a
prohluben zietelnou prohlubni. U svételného a elektronového mikroskopu muze vytvorit
reflexni povrch na absorbujicim materialu faleSny kontrast.

Navzdory zfejmé jednoduchosti obrazki z SPM, jsou SPM obrazky podkladem k fadé
artefakti. NaStésti jsou artefakty snadno identifikovatelné. Tato kapitola predklada
nejbéznéjsi artefakty spojované s SPM.
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